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Allgemein
Ausbildung und Forschung EMV
Anwendungsgebiete

Untersuchung des EMV - gerechten Leiterplattendesigns; Erarbeitung
von Testmodellen zur Verifikation des Leiterplattendesigns unbestlckter
Leiterplatten; Entwicklung von EMV-Messverfahren zur Lokalisierung
von Stérquellen geringer rdaumlicher Ausdehnung

Ausstattung

Messtechnik zur normkonformen Erfassung leitungsgebundener Stdraussen-
dung:

* Frequenzbereich 9 kHz -30 MHz
e Zweileiter V - Netznachbildung ESHS3-Z5
e Nahfeldsondensatz (H - und E-Feld) zur Lokalisierung von Storemittenten

EMI-Messplatz zur Erfassung strahlungsgebundener Stéraussendung in einer
Absorberkabine (I =5m;b=3m; h=3m):

e Frequenzbereich des EMI-Empféngers 20 Hz - 7 GHz

e Absorptionsmesswandlerzange 20 MHz-300 MHz, 50 W

e Breitbandmessantenne (bikonisch bzw. doppeltlogarithmisch), Frequenz-
bereich 30 MHz - 3 GHz

e rechnergesteuerter Drehtisch

Storfestigkeitsprifung gegen Burst, Surge und ESD und Schwankungen der
Versorgungsspannung und Powerfail:

e normgesteuerter rechnergesteuerter Testlauf

e Spannung 0,2 kV bis 4 kV fiir Burst und Surge

e Spannung bis 16 kV fir ESD

e Burst-Netzeinkopplung, (L, N, PE tiber Koppelnetzwerk)

e Sondensatz zur lokalen Bursteinkopplung

e normgerechter Test auf Fehler der Versorgungsspannung

Entwicklungsbegleitende Messung von Stéraussendungen und orientierende
Storfestigkeitsmessungen in einer Messzelle:

e erzeugbare Feldstarke -10 V/m

e max. Feldstérke: 30 V/m

e Uniform Area 500 x 500 x 500 mm?

e max. PriflingsgrofRe 500 x 500 x 500 mm?

e max. Priflingsgewicht 50 kg

e Messbereich fir Stéraussendung 30 MHz - 1 GHz
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